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SEM Cihaza Numune Kabul Kriterleri NS
EGE MATAL

Miisteri numune gonderirken taahhiitnamede yazilan sartlarla birlikte, asagida belirtilen sartlara da uymakla yiikiimliidir. Uygun
olmayan numune génderilmesi halinde EGE-MATAL numuneyi kabul etmeme hakkina sahiptir.
Taramah Elektron Mikroskobu (SEM) Numune Kabul Kriterleri
Miisteri numune gonderirken ANALIZ/TEST HIiZMET TAAHHUTU’nde yazilan sartlarla birlikte, asagida belirtilen sartlara da
uymakla ylikiimliidiir. Uygun olmayan numune gonderilmesi halinde EGE-MATAL numuneyi kabul etmeme hakkina sahiptir.

1. SEM analiz bagvurusu i¢in gerekli planlamalarin yapilmasi sebebi ile 1 hafta dnceden online randevu sistemini kullanarak
randevu alinmasi gerekmektedir.

2. SEM goriintiisii alinacak numuneler nemli olmayan ya da sulu olmayan kati numuneler olmalidir. Teknik nedenlerden
dolay1; kuru olmayan numunelerden SEM goriintiisii alinamaz.

3. Tek seferde analiz sirasinda numune boyutu 100nm’den biiyiik 6rnekler igin maksimum 5 6rnek kabul edilmektedir.
Numune boyutu 100nm’den kii¢iik O6rnekler igin ise maksimum 3 numune kabul edilmektedir. Tek seferde konulacak
orneklerin yiikseklikleri esit ve maksimum 10 mm olmalidir.

4. Analiz i¢in gonderilecek numuneler toz veya kati blok halinde olabilir. Numune miktari, toz numuneler igin gozle goriliir
olmasu yeterlidir. Kati numunelerin boyutlar1 10 mm’yi gegmemelidir.

5. Kritik nokta kurutucusu (CPD) kullanilarak analize hazir hale getirilmesi gereken biyolojik numunelerin en az 1 giin
oncesinde EGE-MATAL’a getirilmesi gerekmektedir. CPD cihazina toz numune kabul edilmemektedir, tek sette
analizlenecek numune ¢ap1 en fazla 1.5c¢m, sayist ise en fazla 4 olmalidir.

6. Numune ambalajlart numuneyi agiklayacak bilgileri igeren etikete sahip olmalidir. Numuneler 01’den baslanarak miisteri
tarafindan mutlaka kodlanmalidir. Analiz Raporunda sadece numune kodlar1 belirtilecektir.

7. Numune iletken degilse (direnci 10™° ohm’dan biiyiikse), taramali elektron mikroskobu ile ¢alisirken bazi problemler ortaya
c¢ikacaktir. Bu tiir numunelerin kaplanmasi gerekmektedir. Fakat kaplama yapilmasi, numuneye verdigi kontrastliga bagl
olarak yaklasik 20-50 nm bilylikliigiiniin altindaki yapilarin goriilmesini engelleyebilmektedir.

8. Kaplama yapilmasi, EDS analizinin malzeme igeriginden farkli ¢cikmasina neden olur.

9. Numunede gormek istenilen sekillerin boyutlar1 50 nm’den biiyiikse ve numune yalitkan ya da diisiik iletkenlige sahipse,
numuneye diisiik vakum ortaminda bakilmalidir. Fakat diisiik vakum diisiik ¢6ziiniirliige neden olmaktadir. Eger numune
iletkense ya da kaplama yapilacaksa, numunenin yiiksek vakum altinda incelenmesi daha yararli olacaktir.

10. Birden fazla numunenin ayni anda vakuma alinip incelenmesi i¢in, numune boyutlarinin birbirleriyle fark yaratmayacak
sekilde olmas1 gerekmektedir. Farkli boyutlardaki numuneler, ayr1 ayr1 vakum odasina yiiklenip analiz edileceginden zaman
kaybina yol agmaktadir.

11. Numunelerin, numune tutuculara yerlestirilerek analize hazir hale getirilmesi ve numunelerin analiz giiniine kadar uygun
sartlarda (sicaklik, nem vb.) saklanmasi gibi kosullarin sorumlulugu analiz talep eden kisiye aittir.

12. SEM igin, numune hazirlama zorunlulugu oldugundan, arastirmacinin randevu saatinden en az 15 dakika 6nceden gelip
numunelerini hazir etmesi beklenmektedir. Numune kaplama islemi yapacak olan aragtirmacinin ise en az 30 dakika 6nce
EGE-MATAL’da hazir olmasi gerekmektedir. Bu islem, uzmanlar nezaretinde numune sahibi tarafindan yapilmalidir.
Numunelerin analize hazir hale getirilmesi, numune sahibinin sorumlulugundadir.

13. STEM dedektoriinii kullanmak isteyen arastirmacilarin radevu almadan dnce mutlaka uzman ile goriigmesi gerekmektedir.
STEM ile incelenecek numune toz seklinde olmalidir. Tozun pargacik boyutunun 100 nm’den kiigiik olmas1 gerekmektedir.
Toz numune uygun bir sivi (alkol, distile su, aseton, hekzan gibi) i¢erisinde siispanse hale getirilmelidir. Slispansiyonun
icerisindeki toz numune miktar1 % 0,1 ile % 1 arasinda olmalidir. Toz pargaciklarin aglomerasyonunu engellemek i¢in
miimkiinse slispansiyon ultrasonik karistiricida bekletilmelidir. Numunenin, 1zgara (grid) iizerinde incelenmeye hazir
sekilde getirilmesi gerekmektedir. Numune hazirlama iglemi i¢in uzman ile gériismesi gerekmektedir.

14. EBIC dedektoriinii kullanmak isteyen arastirmacilarin radevu almadan 6nce mutlaka uzman ile goriismesi gerekmektedir.

15. Numunelerden elde edilen goriintiiler CD igerisinde analiz sonug raporuyla beraber verilir. EGE-MATAL verdigi analiz

¢iktist SEM goriintiilerinden sorumludur, oynanmis goériintiilerden sorumlu tutulamaz.
16. Imzali olmayan analiz/test ¢iktilar bilgilendirme niteliginde olup, resmi nitelik tastmamaktadir.
17. Tletisim igin egematalsem@gmail.com adresi kullanilabilir.




